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测量过程名称：铝单板涂层厚度的检测

监视方法：统计技术

标准膜片：80.0
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1 2021.5.15 82.1 80.2 81.4 83.8 83.4 82.18 3.60

2 2021.6.17 83.1 82.2 80.3 82.8 79.2 81.52 3.90

3 2021.7.28 83.1 78.2 80.0 75.8 82.1 79.84 7.30

4 2021.8.23 83.2 83.2 81.4 78.6 82.6 81.80 4.60

5 2021.9.20 82.8 81.2 82.3 80.6 81.2 81.62 2.20

6 2021.10.27 81.6 83.3 80.6 81.2 80.3 81.40 3.00

7 2021.11.18 79.6 82.1 83.3 84.0 80.8 81.96 4.40

8 2021.12.23 77.8 81.4 80.8 83.0 82.2 81.04 5.20

9 2022.1.15 82.1 80.0 78.6 77.6 82.2 80.10 4.60

10

2022.3.10
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一、涂层测厚仪测量过程监视统计记录表

被测参数：涂层厚度         测量范围：80μm      允差范围：±20μm

测量仪器：涂层厚度仪（0-1100）

μ

m     示值误差:±（3%H+1）

μ

m

观察记录（μm）

  监视结果评价：

    均值、极差控制图状态正常，铝单板涂层厚度测量过程中未出现非正常变异，能满足

生产工艺要求。

      核查人员：

张新平
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               能满足生产工艺要求。

 

监视结果评价：  均值、极差控制图状态正常， 涂层厚度测量过程中未出现非正常变异，
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